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OFERTĂ DE CERCETARE

COORDONATOR: Prof. Dr.rer.nat. Marius ENĂCHESCU

DENUMIRE DEPARTAMENT

DOMENII DE APLICABILITATE

SERVICII DE CERCETARE

DEPARTAMENTUL DE MICROSCOPIE AVANSATĂ

MICRO-/NANO-ELECTRONICĂ; (ECO-)NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE
AVANSATE;

IMAGISTICĂ DE ÎNALTĂ REZOLUȚIE ȘI SPECTROSCOPIE EXTREM DE
LOCALIZATĂ

DESCRIERE

Departamentul de Microscopie Avansată al CSSNT-UPB ofertă o paletă largă de servicii de cercetare printre care:

(1) Analize TOPOGRAFICE 3D prin Microscopie de Forță Atomică (AFM);

(2) Evaluarea RUGOZITĂȚII de SUPRAFAȚĂ prin Microscopie de Forță Atomică (AFM);

(3) Măsurători ELECTRICE prin diferite tehnici AFM (C-AFM, EFM);

(4) Măsurători MAGNETICE prin Microscopia de Forță Magnetică (MFM);

(5) Analize MORFOLOGICE prin Microscopia Electronică de Baleaj sau de Transmisie (SEM, TEM);

(6) Analize ELEMENTALE/COMPOZIȚIONALE prin Spectroscopie Disperivă de Raze X și SEM/TEM;

(7) Analize STRUCTURALE prin Nano-Difracție (TEM);

(8) Imagistică la nivel ATOMIC prin TEM;

Măsurători magnetice prin MFM: 

a) Topografie; b) Contrast de Fază și c) Foțe Magnetice

Imagistică la Rezoluție Ultra-

Înaltă prin TEM

Măsurători electrice înregistrate prin C-AFM:

a) Topografie; b) Forțe de Frecare și c) Conductivitate electrică

Măsurători morfologice și elementale înregistarate prin 

SEM-EDX: a) Morfologie și b) Distribuția elementelor

a b

Analize topografice 

prin AFM



OFERTĂ DE CERCETARE

COORDONATOR: Prof. Dr.rer.nat. Marius ENĂCHESCU

DENUMIRE DEPARTAMENT

DOMENII DE APLICABILITATE

SERVICII DE CERCETARE

DEPARTAMENTUL DE MICROSCOPIE AVANSATĂ

NANOTEHNOLOGII AVANSATE SI MICRO/NANO DISPOZITIVE

NANOFABRICARE SI INVESTIGATII COMPLEXE LA NIVEL NANOMETRIC

DESCRIERE

DEPARTAMENTUL DE MICROSCOPIE AVANSATĂ ESTE DOTAT CU UN SISTEM SEM-FIB-EDX UNIC IN EUROPA

CAPABIL SA REALIZEZE:

(1) Nanofabricare controlată cu vizualizare SEM de inalta rezolutie (< 0.7 nm);

(2) Preparare lamele TEM;

(3) “Cut and see” combinat cu EDX care permite analiza straturilor în profunzime fără preparare

de lamele TEM;

(4) Depuneri metalice controlate: C, W, Pt;

(5) Manipulare cu precizie a nanoobiectelor și realizarea de nano-dispozitive prin plasarea

directă a nanostructurilor în zona dorită și contactarea electrică prin depuneri controlate;

(6) Finisarea structurilor tăiate cu Ga prin prelucrarea cu ioni de Ar.

Depunere de C

Prepararea lamelei TEMTest Rezolutie Nanoparticule de Au 

Depunere si etching



OFERTĂ DE CERCETARE

COORDONATOR: Prof. Dr.rer.nat. Marius ENĂCHESCU

DENUMIRE DEPARTAMENT

DOMENII DE APLICABILITATE

SERVICII DE CERCETARE

DEPARTAMENTUL DE MICROSCOPIE AVANSATĂ

REALIZARE SI TESTARE MICRO/NANO DISPOZITIVE

NANOFABRICATIE SI INVESTIGATII ELECTRICE LA SCALA NANOMETRICA

DESCRIERE

DEPARTAMENTUL DE MICROSCOPIE AVANSATĂ ESTE DOTAT CU UN SISTEM DE NANOMANIPULATOARE SI UNUL

DE EBL INTEGRATE INTR-UN SEM-EDX (rezolutie < 0.7 nm) CAPABILE SA REALIZEZE:

(1) Nanomanipulare

(2) Teste electrice ale structurilor active la nivel nanometric cu ajutorul a 4 nanoprobes

(3) Nanoindentari

(4) Nanofabricare contacte electrice

(5) Manipulare cu precizie a nanoobiectelor si reaizarea de nano-dispozitive prin plasarea

directa a nanostructurilor in zona dorita si contactarea electrica prin depuneri controlate EBL

SEM-EDX-EBL

FABRICAREA UNUI NANO-FET CU EBL

4 NANOMANIPULATOARE/NANOPROBES IMAGINE SEM 4 PROBES

CARACTERIZAREA ELECTRICA A UNUI NANOFIR DE CuO



OFERTĂ DE CERCETARE

COORDONATOR: Prof. Dr.rer.nat. Marius ENĂCHESCU

DENUMIRE DEPARTAMENT

DOMENII DE APLICABILITATE

SERVICII DE CERCETARE

DEPARTAMENTUL DE ANALIZE FIZICO-CHMICE ȘI STRUCTURALE

MICRO-/NANO-ELECTRONICĂ; (ECO-)NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE
AVANSATE;

DIFRACTOMETRIE ȘI SPECTROSCOPIE DE ÎNALTĂ REZOLUȚIE

DESCRIERE

Departamentul de ANALIZE FIZICO-CHIMICE ȘI STRUCTURALE al CSSNT-UPB ofertă o paletă largă de servicii de

cercetare printre care:

(1) Identificarea FAZELOR, determinarea DIMENSIUNILOR CRISTALITELOR și a GRAIN-urilor,

identificarea ORIENTĂRII PREFERENȚIALE ale cristalitelor, deteminarea STRUCTURII

CRISTALOGRAFICE prin Difractometrie de Raze X (XRD);

(2) Identificarea MATERIALELOR și a GRADULUI DE CRISTALINITATE al acestora prin

Spectroscopie micro-Raman;

(3) Identificarea GRUPĂRILOR FUNCȚIONALE prezente într-un material prin Spectroscopie în

Infraroșu cu Transformată Fourier (FTIR);

(4) Caracterizarea OPTICĂ prin Spectroscopie în Ultraviolet și Vizibil (UV-VIS);

(5) Detectarea și cuantificarea STRESULUI și a TENSIUNII prezente în structura unui material prin

XRD sau Spectroscopie micro-Raman;

(6) Măsurarea GROSIMILOR DE STRAT prin Fluorescență cu Raze X (XRF), XRD sau Elipsometrie;

(7) Analiză ELEMENTALĂ cantitativă și calitativă prin XRF;

Hărți µRaman 2D cu distribuția stresului și a tensiunii pe o plachetă SOI de 300 mm

Hărți 2D XRD cu distribuția stresului pe o plachetă SiC de 200 mm

Identificarea grupărilor funcționale 

prin FT-IR

Analiză Raman



OFERTĂ DE CERCETARE

COORDONATOR: Prof. Dr.rer.nat. Marius ENĂCHESCU

DENUMIRE DEPARTAMENT

DOMENII DE APLICABILITATE

SERVICII DE CERCETARE

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI FIZICO-MECANICE

MICRO-/NANO-ELECTRONICĂ; (ECO-)NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE
AVANSATE;

TESTAREA PROPRIETĂȚILOR FIZICO-MECANICE

DESCRIERE

Departamentul de INCERCĂRI FIZICO-MECANICE ofertă o paletă largă de servicii de cercetare printre care:

(1) Determinarea DURITĂȚII materialelor prin micro-/nano-INDENTĂRI cu un indenter din

diamant Berkovich, pe baza tehnicii AFM;

(2) Determinarea MODULULUI de ELASTICITATE al materialelor prin micro-/nano-INDENTĂRI cu

un indenter din diamant Berkovich, pe baza tehnicii AFM;

(3) Determinarea DURITĂȚII materialelor prin micro-/nano-ZGÂRIETURI cu un indenter din

diamant Berkovich, pe baza tehnicii AFM;

(4) Măsurarea rigidității de contact prin micro-/nano-INDENTĂRI cu un indenter din diamant

Berkovich, pe baza tehnicii AFM;

(5) Determinarea REZISTENȚEI MECANICE prin nano-indentări efectuate cu Sistemul de

Nanomanipulare montat în SEM;



OFERTĂ DE CERCETARE

COORDONATOR: Prof. Dr.rer.nat. Marius ENĂCHESCU

DENUMIRE DEPARTAMENT

DOMENII DE APLICABILITATE

SERVICII DE CERCETARE

DEPARTAMENTUL DE DEPUNERI STRATURI SUBȚIRI

MICRO-/NANO-ELECTRONICĂ; (ECO-)NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE
AVANSATE;

ACOPERIRI CU FILME SUBȚIRI dintr-o gamă variată de materiale

DESCRIERE

Departamentul de DEPUNERI STRATURI SUBȚIRI ofertă o paletă largă de servicii de cercetare printre care:

(1) Depuneri filme subțiri prin Ablație Laser (PLD);

(2) Depuneri filme epitaxiale prin MBE-PLD;

(3) Acoperiri cu nano-materiale carbonice (SWCNTs) prin PLA;

(4) Depuneri straturi cu grosime controlată prin Sputtering (DC sau RF);

(5) Depuneri straturi cu grosime controlată prin Evaporare termică;

(6) Depuneri filme cu grosime controlată prin Evaporare cu fascicul de electroni;

(7) Depuneri aliaje metalice prin metode chimice și/sau electrochimice;

(8) Depuneri compozite prin metode electrochimice;

(9) Depuneri de mono-straturi auto-asamblate (SAM) prin tehnica Langmuir Blodgett;

(10) Depuneri filme prin Spin-Coating;

Depuneri straturi prin metode electrochimice

Depuneri straturi prin metode fizice



OFERTĂ DE CERCETARE

COORDONATOR: Prof. Dr.rer.nat. Marius ENĂCHESCU

DENUMIRE DEPARTAMENT

DOMENII DE APLICABILITATE

SERVICII DE CERCETARE

DEPARTAMENTUL DE TESTARE CELULE SOLARE ȘI DISPOZITIVE MEMS

MICRO-/NANO-ELECTRONICĂ; (ECO-)NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE
AVANSATE;

EVALUARE FUNCȚIONALITATE CELULE SOLARE ȘI DISPOZITIVE MEMS

DESCRIERE

Departamentul de TESTARE CELULE SOLARE ȘI MEMS ofertă o paletă largă de servicii de cercetare printre care:

(1) Măsurarea EFICIENȚEI Celulelor Solare folosind Simulatorul Solar;

(2) Măsurarea Caracteristicii CURENT-TENSIUNE a unei Celule Solare la întuneric;

(3) Măsurarea Caracteristicii CURENT-TENSIUNE a unei Celule Solare în prezența luminii;

(4) Măsurarea EFICIENȚEI CUANTICE a Celulelor fotovoltaice în condiții ambientale;

(5) Testarea REZISTENȚEI LA DEFECTARE a dispozitivelor pe chip-uri sau direct pe plachete de

până la 200 mm prin 4 Point-Probes Station sau la Sistemul de Nano-manipulare;

(6) Caracterizarea ELECTRICĂ a dispozitivelor pe chip-uri sau direct pe plachete de până la 200

mm prin 4 Point-Probes Station sau la Sistemul de Nano-manipulare (SEM);

Testare CELULE FOTOVOLTAICE: 

a) Arhitectură Celule; b) Imagini Celule Solare Organice fabricate în CSSNT și c) Caracteristică I-V la întuneric și sub iluminare.

Investigație IR a MEMSs

Rezistența la “obosire”

a MEMS-urilor

Simulator Solar



OFERTĂ DE CERCETARE

COORDONATOR: Prof. Dr.rer.nat. Marius ENĂCHESCU

DENUMIRE DEPARTAMENT

DOMENII DE APLICABILITATE

SERVICII DE CERCETARE

DEPARTAMENTUL DE TESTARE A REZISTENȚEI LA COROZIUNE

MICRO-/NANO-ELECTRONICĂ; (ECO-)NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE
AVANSATE;

VERIFICAREA REZISTENȚEI LA COROZIUNE ÎN MEDII CONTROLATE

DESCRIERE

Departamentul de TESTARE A REZISTENȚEI LA COROZIUNE ofertă o paletă largă de servicii de cercetare printre

care:

(1) Testarea REZISTENȚEI LA COROZIUNE a materialelor în umiditate controlată cu Camera de

Ceață;

(2) Testarea REZISTENȚEI LA COROZIUNE a materialelor în atmosferă de dioxid de sulf cu

Camera de Ceață;

(3) Testarea REZISTENTEI LA COROZIUNE a materialelor în vapori pulverizați folosind diferite

soluții de sare cu Camera de Pulverizare Salină;

(4) Tratare termică a materialelor în atmosferă controlată N2/N2H2 (95:5)/Ar;

Camera de ceață Camera cu pulverizare salină


